
金属平均晶粒度测定方法

1 范围

1.1 本标准规定了金属组织的平均晶粒度表示及评定方法。这些方法也适用晶粒外形与标准系

列评级图相像的非金属材料。这些方法主要适用于单相晶粒组织，但经具体规定后也适用于多

相或多组元和试样中特定类型的晶粒平均尺寸的测量

1.2 本标准使用晶粒面积、晶粒直径、截线长度的单峰分布来测定式样的平均晶粒度。这些

分布近似正态分布。本标准的测定方法不适用于双峰分布的晶粒度。双峰分布的晶粒度参见 标

准E1181。测定分布在细小晶粒基体上个别格外粗大的晶粒的方法参见E930。

1.3 本标准的测量方法仅适用平面晶粒度的测量，也就是试样截面显示出的二维晶度，不适

用于试样三维晶粒，即立体晶粒尺寸的测量。

1.4 试验可承受与一系列标准晶粒度图谱进展比照的方法或者在简洁模板上进展计数的方

法。利用半自动计数仪或者自动分析晶粒尺寸的软件的方法参见E1382。

1.5 本标准仅作为推举 性试验方法，它不能确定受检材料是否接收或适合使用的范围。

1.6 测量数值应用 SI 单位表示。等同的英寸－英镑数值，如需标出，应在括号中列出近似

值.

1.7 本标准没有列出全部的安全事项。本标准的使用者应建立适合的安全安康的操作标准和

使用局限性。
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